Calidad de Superficie Perfiles Filtro de perfil Medicidn

Calidad de la superficie. Incluye rugosidad, -Filtros que separan los componentes de onda larga y Seleccion de lalongitud del muestreo y del corte de Filtro Gaussiano con correccion de fase y bandas de
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Rp, Rv, Profundidad del valle del perfil,
Altura del pico del perfil (DIN EN ISO 4287)

Rmr(c) = %1 (M1, + MI_+ .. MI_)-100 = #-Mlc-mo [%]

Seleccion del nivel de la seccion C:

Cesel0% en el pico mas alto del perfil y
el 100% el punto mas bajo de la depresion
mas profunda del perfil.

C es la profundidad en mm del pico mas
alto del perfil o una lista de referencia C.
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RAq pendiente media del perfil
(DIN EN ISO 4287, ASME B46.1)

/

Longitud de evaluacion ln

Espacio S de los picos del perfil local(ISO
468, JS B0601)

Ra es la media aritmética media de todos los valores de ordenadas
dentro de la longitud de muestreo I.

Ra corresponde a los términos AA (promedio

aritmético) y CLA (promedio de la linea central).
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Rsk asimetria
DIN EN ISO 4287

Rq es el cuadrado medio de la raiz de todos los valores de
ordenadas dentro de la longitud de muestreo |I.
Rq corresponde al término RMS (raiz cuadrada media).
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Profundidad méaxima de rugosidad Rmax
(ASME B46.1; VDA 2006 (07/2002))

Rp La distancia desde la linea central hasta el pico mas
alto del perfil dentro de la longitud de muestreo.

La distancia desde la linea central hasta el valle de
perfil més profundo dentro de la longitud de
muestreo.

Rv

La distancia vertical desde el punto mas profundo del Altura de la

perfil hasta el méas alto dentro de la longitud de
evaluacion.
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R3z Profundidad de rugosidad de la
base (DBN 31007)

La curva representa la relacion entre la proporcion de
material y el nivel de la seccion.
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Perfil de rugosidad BAC

Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2
(DIN EN ISO 13565-1 and -2)

RAq es la media cuadratica de las pendientes locales
del perfil de rugosidad.
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Recuento de picos de RPc en el
perfil de rugosidad (ASME B46.1)

S es lamedia aritmética de los picos del perfi.
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W parametro del perfil de ondulacién Wt
alturade ondulacion (DIN EN ISO 4287)

Rsk es una medida de la asimetria de la curva de
densidad de amplitud. Los valores negativos indican una
superficie con buenas propiedades de rodamiento. Los
valores positivos indican perfiles con un alto porcentaje

de picos.
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Rku curtosis
DIN EN ISO 4287

Rku es una medida de la capacidad maxima de la
curva de densidad de amplitud. Los valores bajos
indican perfiles con picos y depresiones aplanados.

ooy

1 [lI jl z4(x)dx] x

mi
>Rku=3

Rku=

Rg*

= X

2

Rmax es la mayor profundidad de rugosidad dentro de la

longitud de muestreo. Una sola profundidad de rugosidad
Rzi es la mayor distancia vertical desde el punto de perfil

més bajo al més alto dentro de la longitud de muestreo.

R3Z es la media del tercer pico del perfil mas alto y de la
tercer depresion perfil mas profundo de una longitud de
muestreo. R3z 5 (R3z1+R3z2+...R3z5)

Estos parametros, que se describen colectivamente como
parametros Rk, deben calcularse a partir de la curva de
Abbott. Permiten describir las superficies funcionales
pesadas adecuadas para la funcion, por ejemplo, las caras

Rz profundidad media de rugosidad; rugosidad
profundidad Rt (DIN EN ISO 4287 ASME B46.1)

Rz corresponde al promedio aritmético de las
profundidades de rugosidad individuales de todas
las longitudes de muestreo.
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Parametros de superficie
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Rt alturatotal del perfil (profundidad de
rugosidad) (DIN EN ISO 4287)

Z

de las juntas y las superficies de deslizamiento lubricadas.

Rk - profundidad de Rvk - profundidad de
rugosidad del nicleo Rpk depresion reducida Mrl,
- altura de pico reducida Mr2 - indices de material

RPc es el numero de elementos de perfil por cm en el
perfil de rugosidad que intersectan consecutivamente los
niveles de seccion superior e inferior especificados. Las
lineas de interseccién se colocan por encima y por
debajo de la linea central.

RHSC alto nimero de puntos en el perfil de
rugosidad

La altura de ondulaciéon Wt es la distancia vertical entre el pico
mas bajo y el mas alto del perfil de ondulacién (perfil W).

Perfil de ondulacién Z(x)

A~ SN

Rt es la suma de la altura del pico més alto del perfil Zp y Vk qu Rk HSC es el nimero de picos del perfil por cm que superan el
la profundidad de la depresion mas profunda del perfil Zv \ i Compensating line nivel de seccion especificado. Pc y HSC deben describirse
dentro de la longitud de evaluacion In. \\/\‘ ﬂ N l\r\ w Rk como RPc y RHSC para destacar que los recuentos de
v} ] v picos se determinan en el perfil de rugosidad.
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Aduanced Machine systems
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ondulacion y forma (superficie escaneada). punta de un palpador al ser escaneada Filtro de onda corta en el perfil. Los filtros de perfil se . _ . acuerdo con ISO 4288 (04/98) transmision de rugosidad para instrumentos de contacto
Estructura superficial con Perfil primario (P) El perfil total alineado entreqad A ] perfil caracterizan por el valor numérico de su corte. 1-Limpiar la pieza y colocarla en una posicion estaple. . . - . (palpadores) de acuerdo con DIN EN ISO 3274 (1998)
Forma - pertil total alineado entregado con As. o -Las lonaitudes de onda de los perfiles sinusoidales 2-El sistema de medicién debe estar calibrado y el brazo Perfiles Perfiles aperiédicos Corte Longitud de
., intervalos cortos. Estructura El perfil primario comprende el perfil de ondulacion Limite ait i P ) ho del pal peridicos muestreo (Ir)
Ondulacion ficial con intervalos ma . . ) cuya amplitud se transfiere con un 50% (filtro derecho del palpador debe estar montado. " Longitud de Ac(mm) As(um)  Bandade Radio maximo del Distancia
Rugosidad superficial con intervalos mas y rugosidad. Linea central. Linea de Gaussiano). 3-Posicionar la pieza de trabajo de forma que la superficie evaluacion (In) transmision  palpador (um) méxima entre
largos. compensacién como referencia para los El corte de un filtro de perfil determina qué sea perpendicular al eje del palpador y la direccion de la 1090 ":5 ey RS 25' smaé‘c' RS, EiaRg’ARSk' SAc: As puntos de
Estructura de la superficie que parametros de superficie. longitudes de onda pertenecen a la ondulacién (onda  'anura de la estructura superficial esté dispuesta S:::T;dgzslosy m P »RAd medicion
incluye intervalos aun mas largos. Perfil de rugosidad (R) Perfil en el que las porciones de Filtro larga) y cuéles a la rugosidad (onda corta). perpendlculgrmente ala dwegcmn de rpedluon. . perfiles 0.08 25 30 2 05
Superficie escaneada Espaciado de ondas onda larga del perfil se amortiguan con el Gaussiano DIN -Un filtro digital con correccion de fase en el que el 4'S|_IOS parametros_c}e rugos@ad del ﬂ_lt_ro de perfil Acy la RSm (mm) Rz") Rmax (um) Ra (um) Ac(mm)  Ir/ln(mm) 0.25 25 100 2 05
filtro de perfil Ac (perfil primario sin corte es la onda sinusoidal que se transfiere al 50% longitud de evaluacion no estan especificados para la >0.013 t0 0.04 >(0.025)t0 0.1 >(0.006) to 0.02 0.08 0.08/0.4 08 25 0 10 2 5 05
i6 ENIS0 16610 41 perfil de rugosidad medicion, los ajustes deben seleccionarse en base ala >0.04100.13 >0.1t00.5 >0.02 10 0.1 025 0.25/1.25 5 3%
A7) FAltura de ola . ondula.laon). . As, Ac, A, -Filtros para limitar la transmisién de longitudes de tabla de la derecha. >o‘13 to 0.4 >0.5 to 16 >o.1 to2 . 0.8 0‘8/4 6 25 ° i
/////// Altura de a Perfil ondulado (W) Perfil que se genera mediante la Banda de onda 5-Ajuste los filtros de perfil necesarios (Ac y As para la 0dt013 101050 11010 Y 25125 8 2 300
[ aplicacion de los filtros Ac y Af sobre el il . rugosidad). (Normalmen rata del filtro Gaussiano). >0.4t0 1. >10to >2to - -2 /12. , .
2] 1 ranura A ) transmision - Radio OctoOs. Ver la tabla a derecha. ugosidad). (Normalmente se trata del filtro Gaussiano) 3t0d 5010200 101080 80 8.0/40 Filtro Gauss: Corte de onda corta A.S
perfil primario y en el que se amortiguan s filtro: -Filtro que define la transicion de la rugosidad a los 6-Seleccione los parametros de superficie requeridos. : - :
Seccion Perfil Espaciado de las desviaciones de onda corta y onda Ac filtro: componentes con longitudes de onda atn mas cortas ~ /-Medir. 1) Rz se basa en la medicion de Rz, Rv, Rp, Rc y Rt Corte de onda larga AS
escaneado ranuras 7 larga. en el perfil 8-Comparar el resultado de la medicion con los valores
Linea central del perfil escaneado Af filtro: -Filtro que define la transicién de la rugosidad a la numericos admisibles introducidos en la documentacion
~ ondulacién tecnica.
@KJ‘ X -Filtro que define la transicion de la ondulacion a
i f!l‘_d"" N longitudes de onda aun mas largas en el perfil
Bandas de Transmision P T —— Longitud transversal RSm ancho mediade laranura Parametros del perfil P Profundidad E
i Perfil escaneado (DIN EN ISO 4287, ASME B46.1) del perfil Pt (DIN EN ISO 4287)
Rugosidad  Rango entre As y Ac. La longitud d t ori te la mi I Rmr(c) relacién de material del g
s Longitud de gitud de muestreo es numéricamente la misma que e — - - - - - - 5
Ondulacion Rango entre Ac y Af. muestreo () COMte Superior. fil (DIN EN 1SO 4287 RSm es el valor medio aritmético de las amplitudes de los La profundidad del perfil Pt es la distancia vertical desde el I
z Longitud de  Forma parte de la longitud de evaluacion. La longitud de perti ( ) elementos del perfil de rugosidad dentro de la longitud de punto mas bajo hasta el mas alto del perfil primario (perfil E
Perfil ondulado evaluacién (In) evaluacién (In) es la suma de las longitudes de muestreo (). Rmr(c) es la relacion entre la suma de las muestreo |. P) dentro de la longitud de evaluacion. ﬁ
Perfil Primario — ASPEREZA y FORMA (Y ONDULACION) (Perfil P) \/ Contiene al menos una longitud de muestreo, normalmente longitudes de material de los elementos del perfil 1 il ) £
_ \//'\ X ) cinco. MI(c) en la altura de la seccion dada c y la longitud RSm= n Z XSi 5
N FORMA (con ondulacién) Longitud La longitud total recorrida por el sistema de palpado durante de evaluacion In (normalmente dada en i=1 g
Transmissony  RUGOSIDAD (perfil R) WAVINESS (perfil W) FORMA (sin ondulacion) tlra"SVersal el proceso de medicién porcentaje) Perfil de rugosidad T
100%f -t e\ Linea central del perfil ondulado  (1*) Comprende la longitud de evaluacion In, y el recorrido previo z XSt Xs2 z(x) XSi z Perfil primario (P) 8
g
g
g
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